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I mpedanz-Ziel berechnung
verkirzt den Designzyklus

Hochentwickelte Fieldsolver-Methoden
zur Modellierung der haufigsten Designs

Empfindlichkeitsanalysen
zur Erhohung des Yields

Ideal fur PCB-Entwicklung
und Arbeitsvorbereitung

"Goal Seeker" berechnet
die Leiterbahnabmessungen

Flexible Benutzeroberflache
durch Microsoft Excel

Grafikerstellung und
gemeinsame Datennutzung
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Die Si6000b Field Solver ermdoglichen
“_!_H die Darstellung der Impedanz Gber
D"".'" ver schiedenen Parametern. Die Familie
—_— der Si6000b Field Solving Kalkulatoren
= beruht auf dem Erfolg der SI6000A.
i Vierzehn neue koplanar e differentielle
= v comas N i M odelle erganzen die Bibliothek nun auf
izl [ 1 il L LT 39 Strukturen - weiteresind in Vor-
=g = camc & mm | sy . . e
o bereitung. Der neue intuitive " Goal-
el Diffassniad Sanstiity n FF., Seeker " - Kalkulator arbeitet nun auch
el i
— g W = unabhéngig fur rasche Designander ungen.
. Durch den Einsatz von Excel 97/2000 als
E ne R Benutzer-Interface kann Si6000b die Impedanz
Lra 1R
El s " Uber mehreren variablen Board-Parametern
e . darstellen und erméglicht so die Optimierung
s E 4 —t von impedanzkontrollierten Feinleitern. Der neue
el " ) "Goal Seeker"-Kalkulator ist bedienerfreundlich
e zm o ] . u L und auch unabhangig vom der vollstandigen
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Neuer Goal Seeker beschleunigt das Design

Leistungsfahiges | mpedanz-Design-System

Empfindlichkeitsanalysen erhdhen den Yield

Ideal fur Leiterplattenentwicklung und
Arbeitsvorbereitung

Einfache Grafikdarstellung und gemeinsame
Datennutzung durch Microsoft Excel

Si6000b einsetzbar. Die Si6000b unterstutzt 39
der haufigsten impedanzkontrollierten Strukturen
und erma@glicht die vollstandige Untersuchung deren Verhaltens.

Seerzielen einen hoheren Yield bei der Fertigung impedanz-
kontrollierter Boards und verkiirzen die Phase der Prozess-
charakterisierung von dem Serienanlauf.

Durch die standig steigenden Signalfrequenzen moderner Schaltungen
steigt auch der Bedarf an hochqualitativen impedanzkontrollierten
Leiterplatten. Leiterplatten sind nicht mehr einfache elektrische
Verbindungselemente sondern komplexe Bauteile mit spezifischen
Eigenschaften, welche besondere Anforderungen in Hinblick

auf die Designuberpriufung vor der Leiterplattenfertigung

erfillen mussen.




Das Si6000b Field Solving Impedanz-Designsystem

bietet moderne Field Solving Methoden zur Modellierung der
haufigsten Designs und ist die ideale Ergénzung zum manuellen
CITS500s und automatischen RITS500s | mpedanzmef3system.
CITS Melsysteme stehen seit 1991 weltweit bei fuhrenden
Leiterplattenherstellern im Einsatz. Polar ist anerkannt als der
fuhrende Hersteller von Impedanztestsystemen fir die
Leiterplattenfertigung.
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Polar's innovative Produktlinie beinhaltet ebenfalls
den Toneohm 950 KurzschluRRlokalisator, welcher
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die rasche und einfache Lokalisierung von Lagen-

schltissen oder Kurzschliissen

zwischen Busleitungen ermdglicht.

Differentielle Impedanzkontrollierte Strukturen

Differentielle koplanare Impedanzstrukturen

Unsymmetrische (Single ended) Strukturen

Microstrip- und Stripline-Konstruktionen

Field Solving durch Green’s Funktionen und
Momentenmethode

Flgen Se einfach Polar’s Berechnungs-
formeln in Ihre Excel-Tabelle ein.

Rasche und einfache Grafiken veranschaulichen
Ihren Designvorschlag und zeigen Alternativen,
wobei Se die Ergebnisse durch die Microsoft
Office Umgebung Ihren Kollegen einfach

Ubermitteln kdnnen.

Einsatz unter Windows 95, 98, ME, 2000 und NT
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Si6000bField SolvingDesignsystem fir
Impedanzkontrollierte Leiterplatten

UNTERSTUTZTE STRUKTUREN IN DER
STANDARD UND PROFESSIONAL VERSION

Single-Ended
Surface Microstrip
Coated Surface Microstrip
Embedded Microstrip
Symmetric Stripline
Offset (Asymmetric) Stripline
Differential
Surface Edge Coupled Microstrip
Coated Edge Coupled Microstrip
Embedded Edge Coupled Microstrip
Symmetric Edge Coupled Stripline
Offset Edge Coupled Stripline
Symmetric Broadside Coupled Stripline
Coplanar
Surface Coplanar Waveguide
Surface Coplanar with Guard Tracks
Coated Coplanar Waveguide
Coated Coplanar with Guard Tracks
Embedded Coplanar Waveguide
Embedded Coplanar with Guard Tracks
Offset Coplanar Stripline
Alle obigen Srukturen mit und ohne Massebezugsflache

Folgende Strukturen nur in der Professional Version:
Differential Coplanar
Surface Coplanar Waveguide
Surface Coplanar with Guard Tracks
Coated Coplanar Waveguide
Coated Coplanar with Guard Tracks
Embedded Coplanar Waveguide
Embedded Coplanar with Guard Tracks
Offset Coplanar Stripline
Alle obigen Srukturen mit und ohne Massebezugsflache
Weitere Strukturen
Kontaktieren Sie Polar Instruments

polar



